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 扫描电子显微镜需要计量检定吗？ 

 扫描电子显微镜能测量微米、纳米长度吗？  

本文集给予肯定的回答，不仅指出扫描电镜是最佳的工具，而且提供

了实现的途径和告知计量检定和测长的关键所在。 

 扫描电子显微镜实验室如何准确应对实验室的认证？ 

 扫描电子显微镜如何较好地面对当今纳米科技的发展？ 

 扫描电子显微镜实验室的技术水平的提高关键何在？ 

在本文集中您将找到上述这些问题的满意答案和办法，至少您将加深

对许多检定规程和测量标准的理解，并取得许多有益的启示。 
 

我们希望本论文集是关于扫描电子显

微镜测长的问题的一次抛砖引玉，当然

也更希望能给你带去一个新的天地。 
 

 

文集简介 
 

扫描电子显微镜作为一种微小尺度样品的观测分析手段，在高科技研究和国民经济的许多重
要部门，如电子工业、金属非金属和特种新材料、航天航空和军事科学、国家安全、生物医学以
及地质学等部门都有着广泛的应用。以扫描电镜为代表的一类微束分析技术在微米和纳米物质的
两维或三维的形态观测和研究方面，具有许多先天的优越性，如分辨率高，粒度、尺度观察直观，
适用样品的范围广，仪器普及度高等。但在国内几乎很少有人探索用作长度测量的计量仪器，至
于作纳米测量的计量仪器更是谈不到。实际上，从上世纪七十年代起，国内外就开始对扫描电镜
的测长进行了探索，我们国内的微束分析界也已先后在（1）扫描电镜的计量检定规程、（2）扫
描电镜测长用的长度标准器、（3）扫描电镜长度检测的标准方法三个方面作了许多工作，已配套
制订并发布了相关的国家标准。但遗憾的是，这些工作未能引起重视并产生较好的效益。本文集
将围绕扫描电镜用作微米、纳米长度测量的计量器进行深入的讨论，提供了以下十多篇有关文章
或资料，供大家在研讨这个问题时的参考。 
 


